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Nowa regulacja dotyczaca produktéw rolno-spozywczych
przywozonych na Tajwan

Szanowni Panstwo,

Departament Cet informuje, ze z dniem 1 lipca 2020 r. produktom rolno—spozywczym
przywozonym na Tajwan beda musialy towarzyszy¢ niepreferencyjne (uniwersalne)
swiadectwa pochodzenia.

Nowa regulacja dotyczy nastepujgcych towaréw: wegorze (eels), tilapia (tilapias), szalotki
(shallots), ostrygi (oysters), twarde matze (hard clams), matze (clams), abalones (stuchotki,),
haliotis divericolor, czosnek (garlic), brokuty (broccoli), kalarepa (kohlrabi), czerwona fasola
(red beans), uszak bzowy (wood ears), shiitake (twardnik japonski, grzyb shiitake), zielona
herbata (green tea), czarna herbata (black tea), czesciowo sfermentowana herbata (partly
fermented tea), orzeszki ziemne (groundnuts).

W przypadku wegorza, ostryg, matzy, twardych matzy, stuchotek i haliotis divericolor —
zamiast swiadectwa pochodzenia mozna przedtozy¢ kopie swiadectwa zdrowia.

Informacja o planowanej niedostepnosci systeméw

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 01.07.2020 r. ($roda) od godz. 06:45 do godz. 08:15 bedg
prowadzone prace administracyjne na srodowisku produkcyjnym dla Systeméw: AES/ECS2,
AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/IKOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS,
AIS/TQS, AIS/INTRASTAT. W zwigzku z powyzszym nastgpi przerwa w dostepie do w/w
Systemow. W okresie planowanej przerwy dopuszcza sie stosowanie procedury awaryjnej.
Informacja bedzie aktualizowana na stronach: e-cto oraz dotychczasowy PUESC.
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